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BiR BILGISAYARLI SAYISAL DENETIM MAKINE SISTEMINI KULLANARAK
BIR PARCA iMAL ETMEK ICIN BiR TAKIM YOLU URETME YONTEMI

e Sektor: Imalat
e  Fikri Hak Koruma Durumu: Tescil
e Tescil Tarihi: 10/05/2023

« Koruma istenen Ulkeler: PCT, EP, Tiirkiye, Fransa, Almanya,ingiltere, ABD

OZET

Mevcut bulus, bir parcanin imalatina yonelik bir yontemle, daha
spesifik olarak, gelismis isleme stabilitesi, parca kalitesi ve
uretkenlik icin degisken bir stok ofset takim yolunun
olusturulmasiyla ilgilidir.

TANITIM

S6z konusu yontem asagidaki adimlari icermektedir.

A) Bir girdi olarak bir geometri modelleme programindan bir
baslangic tasarim parcasi geometrisinin tUretilmesi;

B) Bir isleme strecinden dnce dnceden ince islemden gecmis bir
sirec ici is parcasi geometrisinin olusturulmasi;

C) S6z konusu takim yolunu takip ederek, onceden ince islemden
gecmis surec ici is parcasi geometrisinin stok kalinhigr dagiliminin
kontrol edilmesi. Burada stok kalinhgi dagilimi en az bir 6nceden
belirlenmis yone dayali olarak en az bir kural fonksiyonuna
dayalidir boylece s6z konusu kural fonksiyonu tasarim parcasi
etrafinda degisken bir stok kalinhgi dagilimini elde etmek icin bir
takim konumunda bir stok kalinligini belirlemek icin kullanilir;

D) Tasarim parcasi geometrisine ve C adiminda s6z konusu kural
fonksiyonuna dayali olarak hesaplanan karsilik gelen stok kalinhgi
degerine gore tanimlanacak en az bir takimin konumlandiriimasi;

E) A, B, C ve D adimlarini tekrarlayarak, bir dizi cikarma veya
ekleme takim konumunu tanimlayan takim yolunu hesaplamak
icin bireysel stok kalinhg! degerlerinin kullanilmasi ile B adiminda
kullanilan kural fonksiyonuna dayali olarak tasarim geometrisi
etrafinda degisken kontrolli bir stok kalinliginin birakilmasi.

Beklenti Teknoloji Hazirlik Seviyesi

THS 4 — Laboratuvar ortaminda tezgah ustu, bilesen
Lisanslama ve alt bilesen dogrulamasi yapildi. Laboratuvar
ortaminda prototip elde edildi.
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